






































专利名称(译) 超声波探头和超声波图像设备

公开(公告)号 US20170143302A1 公开(公告)日 2017-05-25

申请号 US15/348092 申请日 2016-11-10

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 NAKANISHI DAISUKE
ATSUCHI ROBINA
MATSUDA HIROSHI

发明人 NAKANISHI, DAISUKE
ATSUCHI, ROBINA
MATSUDA, HIROSHI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/4209 A61B8/14 A61B8/5207 A61B8/461 A61B8/4444

优先权 2015229388 2015-11-25 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括超声波检测部分，固定有超声波检测部分的固定基座，
暴露超声波检测部分的壳体和固定基座，弹性第一连接部分将固定基座
连接到壳体，其中第一连接部分包括沿第一方向延伸的第一臂和沿与第
一方向交叉的第二方向延伸的第二臂，其中第一连接部分的一端与第一
连接部分的一端接触所述固定座，所述第一连接部的另一端与所述壳体
接触，所述第一方向和所述第二方向与所述固定座的表面和所述壳体的
表面的方向相同彼此延伸。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/219fb782-5c52-428b-8100-0413c409031b
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